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(57) Реферат:

Изобретение относится к аналитической
атомной спектрометрии и может быть
использовано в спектральном анализе для
экспрессного способа определения элементного
состава вещества. Способ основан на действии
двух последовательных коллинеарных лазерных
импульсов, направленных в одну точку
поверхности пробы, причем величину
межимпульсной задержки выбирают равной
времени, для которого при одноимпульсном
воздействии на пробу достигается наибольшее

соотношение сигнал/шум. Излучение лазерной
плазмы после воздействия второго импульса
регистрируют с помощью спектрографа и
стробируемой электронно-оптической цифровой
камеры, а затем по эмиссионным атомным и
ионным линиям проводят количественное
определение следовых компонентов пробы.
Изобретение обеспечивает увеличение
чувствительности и экспрессности анализа при
взаимодействии двух импульсов лазерного
излучения на пробу.
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(54) METHOD FOR DETERMINING TRACE CONSTITUENTS BY LASER-SPARK EMISSION
SPECTROSCOPY
(57) Abstract:

FIELD: measurement equipment.
SUBSTANCE: invention relates to analytical atomic

spectrometry and can be used in a spectral analysis for
an express method of determining an element
composition of a substance. The method is based on
action of two subsequent collinear laser pulses directed
to one point of a sample surface; with that, a value of
inter-pulse delay is chosen equal to the time for which
at single-pulse action on the sample there achieved is

maximum signal-to-noise ratio. Radiation of laser
plasma after action of the second pulse is recorded by
means of a spectrograph and a gated electronic-optic
digital chamber, and then, quantitative determination
of trace components of the sample is performed via
emission atomic and ionic lines.

EFFECT: invention provides improvement of
sensitivity and express properties of the analysis at
interaction of two laser radiation pulses per sample.
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